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Urkundeninhaber;

Bundesanstalt fiir Materialforschung und -priifung (BAM]}
Abteilung VIl Zerstorungsfreie Priifung
 Unter den Eichen 87, 12205 Berlin

fur ihre Fachgruppen

VIILL - Mess- und Priiftechnik, Sensorik

VIIL2 - Zerstorungsfreie Schadensdiagnose und Umweltmessverfahren
VIiil.3 - Radiologische Verfahren

VIiL.4 - Akustische und elektromagnetische Verfahren

Prifungen in den Bereichen:

Ermittiung der KenngréBen von Priifeinrichtungen und Priifverfahren fiir die Instrumentierte
Eindringprifung (Martenshérte);

Messung und Kalibrierung beziiglich der Messgrofe Kraft;

Ermittlung von Werkstoffparametern mittels Instrumentierter Eindringprifung;

Bestimmung spektraler und integraler (lichttechnischer) Kennzahlen von fluoreszierenden und
nicht fluoreszierenden Referenzmaterialien unter variablen geometrischen Messbedingungen;
Zerstorungsfreie Priifung an Konstruktionen aus Beton, Mauerwerk und Holz im Bauwesen;
Industrielle Radiologische Verfahren (manuell und mechanisiert) mit Rontgenfilmen,
Speicherfolien, Detektor-Arrays; Computertomographie;

Charakterisierung von Strahlenquellen, Réntgenfilm- und Speicherfoliensystemen;
Sichtpriifung an Komponenten des Anlagen- und Maschinenbaus;

Ultraschallpriifung (manuell und mechanisiert) an metallischen Werkstoffen;

Bestimmung von Einschallwinkeln und Schallfeldern

verwendete Abkilrzungen: siehe letzte Seite



DAKKS
o, . Deutsche
" Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11075-08-00

Innerhalb der mit * gekennzeichneten Priifbereiche ist dem Laboratorium, ohne dass es einer
vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS GmbH bedarf, die Modifizierung sowie Weiter- und
Neuentwicklung von Prifverfahren gestattet. Die aufgefiihrten Priifverfahren sind beispielhaft.

1 Mess- und Priiftechnik

1.1 Prifung und Kalibrierung von Kraftmesseinrichtungen;
Durchfiihrung von Kraftmessungen *

DIN EN ISO 376 Metallische Werkstoffe - Kalibrierung der Kraftmessgeréte flr die

2005-02 Prufung von Prifmaschinen mit einachsiger Beanspruchung

StAA-S.11-1 Kalibrierung von Kraftmessgeréiten

2003-07

StAA-S.11-2 Durchfiihrung von Kraftmessungen

2003-07

Messgrofle Messbereich Messunsicherheit ! Beispiethaftes
Priifverfahren

Druck- /Zugkraft 0,1 N bis 200 kN 0,01% DIN EN ISQ 376

(Kalibrierung) 200 kN bis 5,0 MN 0,02% }

Druck- fZugkraft 0,1 N bis 200 kN 0,05 % DIN EN 150 7500-1

(Messung) 200 kN bis 5,0 MN 0,1% .

Druckkraft (Messung) |5 MN bis 36 MN 0,1%

*) kleinste erreichbare Messunsicherheit

1.2 Ermittlung von Werkstoffparametern mittels Instrumentierter Eindringpriifung*

DIN EN ISO 14577-1 Metallische Werkstoffe - Instrumentierte Eindringprifung zur
2003-05 Bestimmung der Hirte und anderer Werkstoffparameter
Teil 1: Prifverfahren

StAA-S.11-6 Instrumentierte Eindringpriifung zur Bestimmung der Harte und
2006-04 anderer Werkstoffparameter (Martenshérte)
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MessgroBe Messbereich Messunsicherheit ' Beispiethaftes
Pritfverfahren

Prifkraft-Eindringweg- 2N-25kN entsprechend DIN EN IS0 14577-1

Abhdngigkeit bei Aufbrin- |1 pm -1 mm DIN EN ISO 14577-1

gung und Riicknahme der

Prufkraft

*} kleinste erreichbare Messunsicherheit

2 Optische Messverfahren

2.1 Bestimmung spektraler Kennzahlen von fluoreszierenden und nicht fluoreszierenden
Referenzmaterialien unter genormten geometrischen Messbedingungen

ClE 015:2004 Colorimetry

3rd edition

2004-01

DIN 5033-3 Farbmessung - FarbmaRzahlen

1992-07

DIN 5033-4 Farbmessung - Spektralverfahren

1992-07

DIN 5033-7 Farbmessung - MeRbedingungen fiir Kérperfarben

1983-07

DIN 5033-9 Farbmessung - Teil 9: WeiRstandard zur Kalibrierung in

2005-10 Farbmessung und Photometrie

DIN 5036-1 Strahlungsphysikalische und lichttechnische Eigenschaften von

1978-07 Materialien; Begriffe, Kennzahlen

DIN 5036-3 Strahlungsphysikalische und lichttechnische Eigenschaften von

1979-11 Materialien; Messverfahren fur lichttechnische und spektrale
strahlungsphysikalische Kennzahlen

DIN 6174 Farbmetrische Bestimmung von FarbmaRzahlen und Farbabstin-

2007-10 - den im angenahert gleichférmigen CIELAB-Farbenraum

StAA-VIlL.13-2 Bestimmung spektraler Reflexionsfaktoren, Reflexionsgrade und

2007-02 Transmissionsgrade nichtfluoreszierender Materialien am ZEISS

DMC25
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StAA-VIIL13-3 Bestimmung spektraler Gesamtstrahldichtefaktoren fluoreszie-
200702 render Materialien durch Anregung mit unzerlegter Strahlung der
Normilichtart D65

StAA-VIIL13-4 Bestimmung spektraler Gesamtstrahldichtefaktoren fluoreszie-
2007-02 render Materialien mit dem Zwei-Monochromatoren-Messplatz
(2MM)
StAA-VIIL13-10 Bestimmung der spektralen Reflexions- und Transmissionsgrade
2010-02 nichtfluoreszierender Materialien am Perkin Elmer Lambda 900
StAA-VIIL13-12 Bestimmung der spektralen Transmissionsgrade nichtfluoreszie-
2010-02 render nicht streuender Materialien am Perkin Elmer-Lambda 900
StAA-VIIL13-13 Bestimmung der spektralen Reflektionsfaktoren nichtfluoreszie-
2010-02 render Materialien fur die Messgeometrie 0°/45° am Perkin
Elmer Lambda 900

2.2  Bestimmung integraler (lichttechnischer) Reflexionskennzahlen von fluoreszierenden
und nicht fluoreszierenden Referenzmaterialien unter variablen geometrischen
Messbedingungen

CiE 054.2-2001 Retroreflection: Definition and measurement

2001-01

DIN EN IS0 2813 Beschichtungsstoffe - Bestimmung des Reflektometerwertes von
1999-06 Beschichtungen (auer Metallic-Beschichtungen) unter 20°, 60°

und 85° Paint and varnishes — Determination of specular gloss of
non-metallic paint films at 20°, 60° und 85°

DIN 67510-1 Langnachleuchtende Pigmente und Produkte - Teil 1: Messung
2009-11 und Kennzeichnung beim Hersteller

DIN 67510-2 ‘ Langnachleuchtende Pigmente und Produkte - Teil 2: Messung
2002-10 von langnachleuchtenden Produkten am Ort der Anwendung
DIN 67520 Retroreflektierende Materiaiien zur Verkehrssicherung -
2008-11 Lichttechnische Mindestanforderungen an Reflexstoffe

DIN 67530 Reflektometer als Hilfsmittel zur Glanzbeurteilung an ebenen
1982-01 ' Anstrich- und Kunststoff-Oberflichen
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StAA-VIIL13-5 Bestimmung von Reflektometerwerten mit dem BAM-Referenz-
2010-02 Reflektometer

StAA-VIIL13-6 Bestimmung spezifischer Riickstrahlwerte mit dem BAM-
1999-12 Referenz-Reflektometer

StAA-VIL13-14 Bestimmung optischer Eigenschaften langnachleuchtender
2010-02 Pigmente und Produkte

3 Zerstbrungsfreie Prifung an Konstruktionen aus Beton, Mauerwerk und Holz im

Bauwesen *
AA QM Vill.2 V001 Dickenbestimmung mit Ultraschallecho-Verfahren
2007-02
AA QM VHL2 V002 Strukturuntersuchungen von Beton- und Mauerwerksbau-
2007-01 teilen mit Radar
AA QM VIiL2 V004 Messungen mit dem Impakt-Echo-System
2007-01
AA QM Viil.2 VOO5 Bestimmung der Elementzusammensetzung an der Oberfliche
2007-02 von Festkdrpern mit der Laser Induced Breakdown Spectroscopy

(LIBS)

AA QM VIil.2 V006 Scannen des Feuchteprofils in der Tiefe eines einseitig zuging-
2003-06 lichen Mauerwerkskorpers mittels Mikrowellen-Absorption
AA QM VIiL2 VOO7 Pfahlintegritdtsprifung nach dem ,low-strain“-Verfahren (PIT)
2007-01
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AA QM ViiL4 -1
2010-03

Deutsche

Ortung von Fahlstellen und Ortung von Fehlstellen und Inhomo-
genitdten in Bauwerken und Bauteilen mit passiver und aktiver
Thermographie

4 Zerstorungsfreie Priifungen; Radiologische Priifverfahren *

Priifung auf Fehler von Bauteilen aus metallischen und nichtmetallischen Werkstoffen (z.B.:
Kunststoff, Keramik, Beton, faserverstiirkte Werkstoffe, Holz) bis zu Grenzenergien von

10 MeV mit Rontgenfilmen, Speicherfolien und Detektor-Arrays; Computertomograhie;
Analyse von Volumen- und planaren Anzeigen (TomoCAR); Charakterisierung von Réntgen-
film- und Speicherfoliensystemen, sowie digitalen Detektor-Arrays; Messung der optischen
Dichte von Schwiérzungstreppen; Messung der BrennfleckgréRen von Industrie-
Rantgenrdhren und Gammastrahlenquellen

15O 15708-1
2002-06

15O 15708-2
2002-07

DIN EN 444
1996-11

DIN EN 1435
2002-09

DIN EN 12679
2001-12

DIN EN 12681
2003-03

DIN EN 13068-3
2001-12

Computed tomograhy; Principles
Zerstorungsfreie Prifung - Strahlenverfahren;
Computertomographie - Teil 1: Grundlagen

Computed tomograhy; Examination practices
ZerstGrungsfreie Prifung - Strahlenverfahren;
Computertomographie - Teil 2: Prifdurchfiihrung

Zerstorungsfreie Prifung; Grundlagen fir die Durchstrahlungs-
priifung von metallischen Werkstoffen mit Rontgen- und
Gammastrahlen

ZerstOrungsfreie Prifung von SchweiBverbindungen -
Durchstrahlungsprifung von SchmelzschweiBverbindungen

Zerstorungsfreie Prufung - Bestimmung der Strahlergréfen von
industriellen Radio-Nukliden - Durchstrahlungsverfahren

GieRereiwesen, Durchstrahlungspriifung

Zerstorungsfreie Prifung; Radioskopische Priifung - Teil 3:
Allgemeine Grundlagen fiir die Priifung von metallischen
Werkstoffen mit Rontgen- und Gammastrahlen
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DIN EN 14096-1
2003-08

DIN EN 14784-2
2005-06

DIN 25435-7
2003-05

StAA VIIL3/7
2008-06

StAA ViiL.3/14
2006-11

StAA VIIL.3/15
2008-07

StAA VIIL3/17
2003-08

StAA ViiL.3/18
2006-05

StAA VIIL.3/19
2008-06

StAA VIiL.3/20 .
2008-08
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Zerstorungsfreie Priffung; Qualifizierung von Réntgenfilm-
Digitalisierungssystemen - Teil 1: Definition, quantitative
Messung von Bildqualitatsparametern, Standard-Referenzfilm
und Qualitatssicherung

Zerstorungsfreie Prifung - Industrielle Computer-Radiographie
mit Phosphor-Speicherfolien - Teil 2: Grundlagen fiir die Priifung
mit Réntgen- und Gammastrahlen

Wiederkehrende Prifungen an Komponenten des Primérkreises
von Leichtwasserreaktoren - Teil 7: Durchstrahlungspriifung

Prifung von industriellen ZfP-Filmen fiir die Durchstrahlungs-
prifung auf der Basis der DIN EN 584-1, ASTM E 1815 und
1SO 11699-1 :

Arbeitsanweisung fiir mechanisierte Durchstrahlungsprifung
»T1omoCAR“, Analyse von Lingsanzeigen in RundschweiRnihten

Messung der optischen Dichte von Schwirzungstreppen

Prifanweisung fur die Brennfleckmessung / Brennfleck -
Charakterisierung von Industrie-Réntgenanlagen fiir die
Zerstdrungsfreie Priifung auf der Basis von DIN EN 12543 —
Teil 1 bis 5

Prifung und Klassifizierung von Speicherfolien-Systemen in der
ZfP nach den Normen EN 14784-1 und ASTM E 2446

Durchstrahlungsprifung von Stahlbeton und Spannbeton auf der
Basis des DGZfP-Merkblattes B1

Erzeugung von Schichtbildern mittels Kegelstrahl-Réntgen-
Computertomographie
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5 Zerstorungsfreie Priiffungen; Manuelle und mechanisierte Ultraschallprifung *

Manuelle und mechanisierte Oberflichen- und Volumenpriifung an Komponenten des
Anlagen- und Maschinenbaus und der Verkehrstechnik aus Metall und Kunststoff;
Charakterisierung von Ultraschall-Senkrecht- und Winkelpriifképfen fiir Longitudinal- und
Transversalwellen von 0 bis 90 Grad

DIN EN IS0 22825

2007-02

DIN EN 583-4
2002-12

DINEN 1714
2002-09

DIN EN 10228-3
1998-07

DIN EN 10228-4
1999-10

DIN EN 12668-2
2004-11

KTA 3401.3
1986-11

6 Sichtprifung *

Zerstorungsfreie Prifung von SchweiBverbindungen -
Ultraschallprifung - Priifung von Schweiverbindungen in
austenitischen Stdhlen und Nickellegierungen

Zerstérungsfreie Prifung - Ultraschallprifung - Priifung auf
Inhomogenitdt senkrecht zur Oberfliche

ZerstOrungsfreie Prifung von Schweiverbindungen -
Ultraschallpriifung von SchweiRverbindungen

Zerstorungsfreie Priffung von Schmiedestiicken aus Stahl - Teil 3:
Ultraschallpriifung von Schmiedestiicken aus ferritischem oder
martensitischem Stahl

Zerstorungsfreie Prifung von Schmiedestiicken aus Stahl - Teil 4:
Ultraschallpriifung von Schmiedestiicken aus austenitischem und
austenitisch-ferritischem, nichtrostendem Stahl

Zerstorungsfreie Priifung - Charakterisierung und Verifizierung

~ der Ultraschall-Priifausriistung - Priifkopfe

Reaktorsicherheitsbehalter aus Stahi - Teil 3: Herstellung

Prifung von duReren und inneren Oberflichen auf UnregeimiRigkeiten, 2.B. Korrosion und
Verarbeitungsfehlern an Komponenten des Anlagen- und Maschinenbaus

DIN EN 970
1997-03

DIN EN 13018
2001-07

ZerstOrungsfreie Priifung von Schweiverbindungen -
Sichtpriifung

Zerstorungsfreie Priifung - Sichtpriifung - Aligemeine Grundlagen
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7 Ubergreifend fiir Radiologische Verfahren und Ultraschallverfahren *

AD HP 5/3 Zerstorungsfreie Prifung von SchweiRverbindungen -
2007-02 Sichtpriifung

AD HP 5/3, Anlage 1 Zerstorungsfreie Priifung der SchweiBverbindungen -
2002-01 Verfahrenstechnische Mindestanforderungen fir die

zerstérungsfreien Prifverfahren

KTA 3201-4 Komponenten des Primarkreises von Leichtwasserreaktoren -
1999-06 Teil 4: Wiederkehrende Priiffungen und Betriebsliberwachung
KTA 32114 Druck- und aktivitdtsfihrende Komponenten von Systemen
1999-10 auBlerhalb des Primérkreises - Teil 4: Wiederkehrende Prufungen

und Betriebsliberwachung

verwendete Abkiirzungen:

AA Arbeitsanweisungen der BAM, Fachgruppe Vlil.2

AD HP Arbeitsgemeinschaft Druckbehilter; Herstellung und Priifung
von Druckbehdltern

CIE Commission Internationale de I'Eclairage

KTA Kerntechnischer Ausschuss

StAA Standardarbeitsanweisung
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